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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 
Nombre: Verificación de circuitos digitales  Número de créditos: 8  Prerrequisitios: Ninguno 
Departamento: Electrónica  Tipo: Curso  Nivel: Básica 
Horas teoría: 51  Horas práctica: 17  Total de horas por cada semestre: 68 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
Objetivo general 
El  alumno  realizará  interfaces,  pruebas  y  verificaciones  de  sistemas  digitales  de  baja, media,  alta  y muy    alta  escala  de  integración. 
Además, elaborará procedimientos de pruebas y diagnósticos de sistemas electrónicos digitales. 
 
Contenido temático sintético  
Introducción a los lenguajes de descripción de hardware con Verilog 
Diseño de camas de pruebas 
Interfaces basadas en buses. 
Sistemas On Chip  
Protocolos de comunicación de sistemas digitales 
Sistema JTAG para verificación digital 
Prueba y test  en simulación. 
Prueba y mediciones en tiempo real,  (Analizador Lógico) 
Ecualización de canales de comunicación digital. 
Capturas nulas, pipelines, arboles de reloj etc.  
 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Cátedra. 
 
Modalidad de evaluación 
Resolución de exámenes. 
Tareas. 
Proyectos. 
 
Competencia a desarrollar 
Habilidad para desarrollo de pruebas y verificación de sistemas digitales, así como detección de problemas típicos de estos. 
 
Campo de aplicación profesional 
Electrónica digital. 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